DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH

Unterzeichner der Multilateralen Abkommen von
EA und ILAC zur gegenseitigen Anerkennung

vertreten im

Deutschen Akkreditierungs Rat

Akkreditierung

Die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH beststigt hiermit, dass die

TASCON GmbH
Gesellschaft fiir Oberflachen- und
Materialcharakterisierung mbH

Heisenbergstrasse 15
48149 Munster

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Priifungen in den Bereichen

qualitative chemische Charakterisierung von Oberflachen einschlieBlich
der Analyse der Lateral- und Tiefenverteilung mit der
Flugzeitsekundarionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS) an Festkoérpern,
Lacken und Pulverproben

geman den in der Anlage aufgefiihrten Prifverfahren auszufuhren.
Die Akkreditierung ist glitig vom 2007-02-26 bis 2012-02-25.
DAR-Registriernummer:. DAP-PL-4137.00

Berlin, 2007-02-26

EADARILAC

Univ_-Prof. Dr.-Ing. habil. K. Ziegler MITGLIED

Geschaftsfiihrer
DAP Deutsches Akkreditierungssystem
Prifwesen GmbH

Siehe Hinweise auf der Ruckseite. 2. Ausfertigung




Die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH (im folgenden DAP genannt) ist Unter-
zeichner des Multilateral Agreement for Testing Laboratories (MLA) der European co-operation for Ac-
creditation (EA) und der Mutual Recognition Arrangement (MRA) der International Laboratory Accredita-
tion Co-operation (ILAC). Fur Pruflaboratorien wurden von EA weitere bilaterale Abkommen zur gegen-
seitigen Anerkennung abgeschlossen.

Die Unterzeichner dieser Abkommen aus den nachfolgend aufgefiihrten Staaten erkennen ihre Akkredi-
tierungen von Pruflaboratorien gegenseitig an:

Agypten — Argentinien — Australien — Belgien — Brasilien — Volksrepublik China — Dinemark —
Deutschland - Estland - Finnland - Frankreich — Griechenland — GroBbritannien — Hongkong -
Indien — Indonesien — Irland - Israel — Italien — Japan — Kanada — Republik Korea — Kuba - Lett-
land - Litauen - Malaysia — Neuseeland — Niederlande — Norwegen — Osterreich — Polen — Portu-
gal - Ruménien — Schweden — Schweiz — Singapur - Slowakei — Slowenien — Spanien ~ Siidafrika
— Taiwan — Thailand - Tschechien — Tiirkei — USA — Vietnam.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann der jeweiligen website entnommen werden:
EA - http://www.european-accreditation.org
ILAC - http://'www.ilac.org

Die Akkreditierung erfolgt aufgrund einer Begutachtung und des mit dem DAP abgeschlossenen Vertra-
ges Uber die Akkreditierung eines Priflaboratoriums nach den Regeln und Verfahren des Deutschen
Akkreditierungssystems, gemafR den Normen DIN EN ISO/IEC 17025 und DIN EN ISO/IEC 17011.

Die materiellen und personellen Voraussetzungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 fur die in der
Akkreditierungsurkunde angegebenen Prifgebiete sowie fir die in der Anlage zur Akkreditierungsurkun-
de beschriebenen Verfahren sind erfiilit.

Angaben Uber den Umfang der Akkreditierung (Prifgebiete, Verfahren und Spezifikationen) sind in der
Anlage zu dieser Akkreditierungsurkunde aufgefiihrt.

Die Anlage sowie die eingereichten Unterlagen sind Bestandteil der Akkreditierung. Anderungen bediir-
fen der Schriftform.

Die Akkreditierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag so-
wie in der Anlage zu dieser Akkreditierungsurkunde festgelegten Voraussetzungen erteilt.

Akkreditierungsurkunden und Anlagen dirfen nur unveréndert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Genehmigung des DAP.

Dieses Dokument ist Eigentum des DAP.



DAP DEUTSCHES AKKREDITIERUNGSSYSTEM PRUFWESEN GMBH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde DAP-PL-4137.00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gultigkeitsdauer: 2007-02-26 bis 2012-02-25

Urkundeninhaber: TASCON GmbH
Gesellschaft fiir Oberflichen- und
Materialcharakterisierung mbH
Heisenbergstrasse 15

48149 Miinster
Prifungen in den qualitative chemische Charakterisierung von Oberfldchen
Bereichen: einschlieBlich der Analyse der Lateral- und Tiefenverteilung

mit der Flugzeitsekundarionenmassenspektrometrie (ToF-
SIMS) an Festkorpern, Lacken und Pulverproben

verwendete Abkurzungen: siehe letzte Seite

7 Innerhalb des angegebenen Priifbereiches ist dem Laboratorium, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der DAP Deutsches Akkreditie-
rungssystem Prifwesen GmbH bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neu-
entwicklung von Priifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Prifverfahren sind
beispielhaft.

Qualitative chemische Charakterisierung von Oberflachen einschlieBlich der Analyse
der Lateral- und Tiefenverteilung mit der Flugzeitsekunddrionenmassenspektrometrie
(ToF-SIMS) an Festkérpern, Lacken und Pulverproben®

VA-P03-050 ToF-SIMS-Analysen von Lackkratern

2007-01

VA-P03-060 Messung und Auswertung von ToF-SIMS Analysen an Photomasken
2007-01

VA-P03-070 ToF-SIMS-Analysen von Pulverproben in einer No-Atmosphére
2007-01

VA-P03-080 Messung und Auswertung von ToF-SIMS Tiefenprofilen an Si-haltigen
2007-01 Lacken

VA-P03-090 Messung von Kratertiefen

2007-01

Seite 1 von 2 Seiten




VA-P03-100
2007-01

VA-P03-110
2007-01

VA-P03-120
2007-01

Anlage zur Akkreditierungsurkunde DAP-PL-4137.00

Chemische Charakterisierung von Oberflachen mit der
Flugzeitsekundarionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS):
Aquisition von Spektren

Chemische Charakterisierung von Oberflachen mit der
Flugzeitsekundarionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS):
Aquisition von Lateralverteilungsbildnern (Images)

Chemische Charakterisierung von Oberflachen mit der
Flugzeitsekundarionenmassenspektrometrie (ToF-SIMS):
Aquisition von Tiefenprofilen

verwendete Abkiirzungen:

VA-P...

Hausmethode der TASCON GmbH

EADARILAC
MITGLIED
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